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JFA-70Xi #) PAC

Analizator paliwa lotniczego
Temperatura krystalizacji = Lepkos$¢ = Gestosé

Spetnia normy: ASTM D5972 i ASTM D2386
(korelacja), ASTM D7945 i ASTM D445 (korelacja),
PN-EN ISO 12185, ASTM D4052, IP 365

Producent: Phase Technology, Kanada - firma nalezy
do grupy PAC (Precision Analyzer Company, USA)

= Trzy rézne testy w czasie ponizej 15 minut

= Jedyna automatyczna metoda pomiaru lepkosci
w temperaturze -20°C i dodatkowo w -40°C oraz
wyliczenie temperatury dla lepkosci 12 ¢St

= Petna zgodnosc ze specyfikacjami paliwa lotniczego
ASTM D1655 i Def Stan 091-91

» Aparat wyposazony w automatyczny system poda-
wania probki, nie jest wymagane uzycie pipety

= Automatyczne usuwanie probki, ptukanie
i czyszcznie bez stosowania rozpusz czalnika

= Cichy, termoelektryczny uwbudowany uktad
chtodzacy bez koniecznosci stosowania mediéw

= Wewnetrzny wbudowany system kapilarny elimi-
nuje konieczno$¢ stosowania delikatnych szklanych
kaplilar lepkosciowych

= Lepsza powtarzalnosc i odtwarzalnosé w stosunku
do znanych metod automatycznych i recznych

= Automatyczne tworzenie kart kontroli jakosci,
opcjonalne powtarzanie testu zwieksza
wiarygodnos$¢ wyniku

= Eksport danych do przenosnej pamieci USB

= Port Ethernet do potaczenia z siecig lub LIMS

= Drukowanie wynikéw na dowolnej drukarce HP
lub kompatybilnej z PCL

= Kolorowy, 15 calowy dotykowy wyswietlacz
zapewnia fatwg obstuge aparatu oraz umozliwia
sterowanie bez koniecznosci przetgczania
pomiedzy ekranami

B Opis urzadzenia

Analizator firmy Phase JFA-70Xi jest pierwszym i jedynym na Swiecie analizatorem umozliwiajgcym wykonanie trzech
kluczowych pomiaréw (temperatury krystalizacji, lepkosci i gestosci) paliwa lotniczego w jednym urzadzeniu
w czasie ponizej 15 minut!

= Aparat wyposazony jest w sytem automatycznego podawania probki umieszczony z boku aparatu,
pobierana jest zawsze precyzyjnie odmierzona prébka o objetosci okreslonej w normie ASTM

= Analizator posiada system automatycznego czyszczenia catego toru pomiarowego i celki bez koniecznosci
stosowana rozpuszczalnikéw

= Powtarzalnos¢ okreslona w normie ASTM D7945 wg ktdrej aparat oznacza lepkosc jest o 0,20% lepsza niz
w normie ASTM D445. W poréwnaniu do innych lepkosciomierzy niskotemperaturowych nie ma koniecznosci
stosowania zewnetrznego uktadu chtodzgcego

= Pomiar temperatury krystalizacji jest zgodny z normg ASTM D5972 z zerowg odchytkg (BIAS) i 99% detekcja
zanieczyszczen

= Gestos$¢ mierzona jest zgodnie z normg ASTM D4052 z powtarzalnoscig/odtwarzalnos$cig ponizej 0,001 g/ml w 15°C

= Nowy analizator JFA powstat w oparciu o serie apartéw 70Xi z wykorzystaniem wszystkich jej zalet takich jak:
kompaktowa i solidna budowa, szybkos$¢ pomiaru, tatwos¢ obstugi, tatwe ustawianie czesto uzywanych programow,
tworzenie kart kontroli jakosci, inteligentna diagnostyka
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B zastosowanie

Temperatura krystalizacji, lepkos¢ i gestosc to trzy krytyczne parametry paliwa lotniczego.

Krystalizacja ma wptyw na pompowalnos¢ paliwa w niskich temperaturach w trakcie lotu.

Lepko$¢ ma wptyw na pompowalnos¢ paliwa w catym zakresie temperatur oraz na rozmiar kropli i rozktad przestrzenny rozpyle-
nia paliwa wtryskiwanego w silnikach odrzutowych. Lepko$¢ wptywa takze na cisnienie w przewodach paliwowych i pompach.
Gestos¢ paliwa jest wymaganym parametrem przy obliczaniu masy startowej samolotu.

B Specyfikacja techniczna
Aparat JFA-70Xi dostepny jest w 3 konfiguracjach:
= JFA-70Xi - temperatura krystalizacji, lepko$¢ i gestosé paliwa lotniczego i JFA-70Xi AS - z podajnikiem
= JFA-70Xi-PC - temperatura krystalizacji, lepko$é¢ i gestos¢ paliwa lotniczego oraz temperatura metnienia i ptyniecia

Metody badawcze Krystalizacja ASTM D 5972 (IP 435)
korelacja do ASTM D 2386 (IP 16/1SO 3013)
Lepkosc ASTM D 7945 w -20°C i -40°C i wyliczenie temperatury dlal2 cSt
kinematyczna korelacja do ASTM D 445, PN -EN I1SO 3104, ISO 3104, IP71
Gestos¢ ASTM D 4052 (IP 365/1SO 12185) w 15°C
Powtarzalnos¢ POWTARZALNOSC ODTWARZALNOSC ZAKRES POMIARU
i odtwarzalnos¢ Krystalizacja 0,5°C 0,8°C - 88°Cdo + 70°C
Lepkos¢ 0,011cSt w -20°C 0,021 cSt w -20°C
0,00218 X ** ¢St w -40°C | 0,0021 X ** ¢St w -40°C 0,0 do 10 cSt
0,14 °C dla 12 cSt 0,17 °C dla 12 cSt
Gestosc <0,0001 g/ml < 0,0005 g/ml 0,7750 - 0,8400 g/ml
Odchytka (bias) 0 (w odniesieniu do metod recznych ASTM)
Detekcja zanieczyszczen 99% (najwyzsza wartos¢ zmierzona w badaniach ASTM)
Temperatura prébki Od - 88°C do + 70°C
System czyszczenia Automatyczne cykle ptukania bez koniecznosci stosowania rozpuszczalnikow
Czas testu Tylko temperatura krystalizacji 8 do 10 min
Lepkosc i gestosc <10 min
Temperatura krystalizacji oraz lepkos¢ <15 min
i gestos¢
Czas potrzebny na 15 sekund
aplikacje probki
Objetosc probki 0,15 ml do testu, minimum 20 ml facznie z czyszczeniem
Metoda detekc;ji Opatentowany (ponad 25 patentéw) system pomiaru natezenia rozproszonego $wiatta
System chtodzenia Ptytki Peltiera chtodzone wbudowanym kompresorem. Nie jest wymagane podtaczenie do
zewnetrznego uktadu chtodzenia
Wyswietlacz Kolorowy, dotykowy monitor LCD 15” wysokiej rozdzielczosci
Wyjscia 3 porty USB A do pendrive, drukarki, czytnika kodéw kreskowych, klawiatury, myszy

1 port USB B, 3 porty RS 232 dla urzadzen peryferyjnych i sieci, zewnetrznego komputera,
oprogramowanie diagnostyczne Phase Technology LTB, 1 dedykowany port serwisowy,
1 port Ethernet (RJ45) dla sieci LIMS, LAN

Alarm Sygnat dzwiekowy dla alarmow i ostrzezen (wg wyboru uzytkownika)
Pamie¢ wewnetrzna 5 000 testow
Temperatura otoczenia 109C - 30°C (zaleca sie unikanie temperatur granicznych)
Wymiary (szer. X gteb. X | Aparat 54,6 x 33,7 x 44,5cm
wys.) Karton 58 x 48 x 74 cm
Waga Aparat 24 kg

Karton 28 kg
Zasilanie 90-260V,47-63 Hz, 350 W
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